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Sistemas de Aquisicao de Dados

Conversor Analégico-Digital
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Instrumentagao e Fundamentos de Medidas, Vol. I, 22 Ed., 2010,

Balbinot, A., Brusamarello, V.]., Ed. LTC.
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Sistemas de Aquisicao de Dados

Conversor Analégico-Digital

resolucao — resolution (VIM 2012)

Menor variagao da grandeza medida
que causa uma variacao perceptivel
na indicacao correspondente.
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Placa de 3 bits: 10V/8=1,25V
Placa de 16 bits: 10V/65536 = 0,0001526 V



Sistemas de Aquisicao de Dados

Condicionamento do sinal

Transducers Signal Conditioning Data Acquisition Device Personal Computer
Physical
Phenomena

A =

Os sinais de saida dos sensores sao muitas vezes ooF  776uv 2 OPC o eF

incompativeis com o hardware de aquisicao de dados. | |

|
Para superar esta incompatibilidade, o sinal do sensor | 7\
deve ser CONDICIONADO. O tipo de condicionamento de [g L P P o [ neeee ) %

GPIB
RS232 |

. ar 7 i M nt AD
sinal necessario depende do sensor que estd sendo | fasea Sewer | Mampifier converter
usado. Caracteristicas ou tipos de condicionamento: Digital measurement device

Amplificacao + Filtragem + Isolamento elétrico + Multiplexacao + Fonte de excitacao



Sistemas de Aquisicao de Dados

Faixa de trabalho de um dispositivo de medicao
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: Entrada
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de entrada de entrada FE,

Ref: Instrumentacao e Fundamentos de Medidas, Vol. I, 22 Ed.,
2010, Balbinot, A., Brusamarello, V.]., Ed. LTC.



Sistemas de Aquisicao de Dados

Curva de resposta do dispositivo

resolucao do
A Mostrador:
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Ref: Instrumentacao e Fundamentos de Medidas, Vol. I, 22 Ed.,

2010, Balbinot, A., Brusamarello, V.]., Ed. LTC.



Sistemas de Aquisicao de Dados

Teorema de Nyquist (teorema da amostragem)

FenamenO Sina| aquiSitado Um sinal deve ser amostrado a uma taxa

maior que duas vezes a componente de

—-» . P - N - - -
maior frequencia de interesse no sinal para
B que essa componente seja capturada.
/ Sampled atf
Caso isso nao ocorra, o conteudo de alta

frequéncia sera representado incorreta-

\‘ "/ n . s
N /" mente, em uma frequencia que esta dentro
“1\ b do espectro de interesse.
/ Sampled at 47/ 3 A
Sw Se um sinal for amostrado em uma taxa de

amostragem menor que duas vezes a

/. frequéncia de Nyquist, uma ou mais
componentes de frequéncia mais baixa
Sampled at 2 aparecerao nos dados amostrados. Esse
fendbmeno é denominado aliasing.

freq. amostragem (f ) > 2 x componente de maior frequéncia no sinal medido




Sistemas de Aquisicao de Dados

Aliasing

Para evitar aliasing :

> utilizar uma taxa de amostragem suficientemente alta (de
5 a 10 vezes a componente de maior frequéncia no sinal);
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> introduzir um filtro antialiasing antes do ADC, para Fiter gain )
restringir a largura de banda do sinal de entrada, de forma Anslog anti-aliasing fiter
a atender o critério de amostragem. N
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Sistemas de Aquisicao de Dados

Strain Gage

Force + i Force
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Deformacao especifica € geralmente
expressa em microstrain (ue)

Grid width

Base length . Example of KFG gage
Grid length (strain sensing part)
- - Laminat
‘ (Gage length) ‘ aminate Base
< J r Sy <4
] x i o
= Elc ] =
e Y @, 4
B N My
\ Center mark
Base Metal foil Laminate film
: l A
™ N
Bonded surface Gage lead (silver-clad copper wire,

0.12 to 0.16mm¢ and 25mm long)

£ = 0,002% = 0,2% = 2% = zooou% = 2000 microstrain



Sistemas de Aquisicao de Dados

Strain Gage

KYOWA MADE IN JAPAN

O parametro fundamental do

para s deformacio, opressa STRAIN GAGES

guantitativamente como: 5%

TEMPERATURE COMPENSATION FOR 5T } EL ADOPTABLE THERMAL EXPANSION 11.7 PPM/C
GAGE LENGTH 5 mm  TRANSVERSE SENSITIVITY (24'C,50%RH) 0.40 %
GAGE RESISTANCE (24'C,50%RH) 119.8. £ 0.2 O TEMPERATURE COEFFICIENT OF GAGE FACTOR  —  %/C QUANTITY
f t /" ( G F) LOT No. Y2803 | wen  403A | D11 APPLICABLE GAGE CEMENT  C(C-33 A, PC-6 10
TEMPERATURE COEFF]I INT OF GAGE FACTOR

I
[0.8X 0.5%/100deg]
THERMAL OUTPUT ( x» app : Apparent Str ﬂn:

1 1 2

R/R ¢ app=-0.29 X 1-)+4; 24 X 10X I~H M;X lux T
AR/R A +0.18 X 1¢ g

X[+(J lle XI [‘L m/m]

tolerance : .85 [(mam/m)/°C] N
Rt s
/ 8 %41# ill %
/ s I , I , +182-0021 ﬁ?ﬂ?ﬁﬁﬁiﬂ?ﬁvﬁa-s-l R
TEL:0424-88-1111(kft) FAX:0424-81-3258 AOMEBRDESIBTRAT T

Open the package as illustrated

(H KYOWA

KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD.

3-5-1, Chofugaoka, Chofu, Tokyo. 182-0021, Japan

Phone:0424-88-1111 Fax:0424-81-3258 HAS—IDHERVEREAT TS,

See the back of package for installation of Kyowa gages.



Sistemas de Aquisicao de Dados

Strain Gage % Ponte
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Ensaio de Vibracao Livre
Viga engastada e livre




Dispositivo DBU-120A

1-Ch 16Bit Quarter/Half/Full Bridge Analog Input

P ORLI-1204

{ ® set DB Condition
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Dispositivo DBU-120A

Ensaio com massa de 200g

Time series
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Dispositivo DBU-120A

Ensaio com massa de 200g

Time series Time series
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Dispositivo DBU-120A

Ensaio com massa de 200g

Amplitude

Time series
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Sinal da deformacao no tempo, com quatro estimulos
ao sistema, 214 segundos de aquisicao.

log(Sy)

Sy - Power Spectrum S EMAE QG

X 2.48
Sr Y 5.67

frequency (Hz)

Frequéncia natural do sistema estimada por peak picking
no autoespectro (periodograma) do sinal.

max freq(Hz)
averages

freq step=0.01953 Hz
data points=4165

points/window=1024



